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ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE

forma

Katedra fyziky

FOTONIKA — 2. STUPEN ZAKLADNE
TEZY NA STATNE SKUSKY

Technologie pripravy polovodi¢ovych krystalov.

Generacia a rekombinacia, absorpcia v materialoch.

Fotovodivost'.

Kontaktné javy v polovodicoch, vystupna praca, kontakt kov-polovodic.
Zakladné charakteristiky optickych vldkien.

VInovodova analyza optickych vlakien.

Medzimodovi interferencia v optickych vldknach.

Fotometrické a radiometrické veliCiny.

Zdroje Ziarenia/svetla (teplotné, vybojové, elektroluminiscencné).
Detektory ziarenia.

Planarny a pasikovy vinovod, technoldgie vyroby vinovodov.
Elektroopticky jav.

Prevadzkové charakteristiky modulatorov a prepinacov, fotorefraktivny jav.
Akustoopticky jav.

Stojaté vinenie.

Fotonicky krystal, fotonické zakazané pasmo.

Konec¢na 1D fotonicka Struktura — Braggova mrieZka.

Vlnova rovnica pre nehomogénne periodické dielektrické prostredie.
Nekonecné 1D fotonické Struktura.

Nekonecna 2D fotonicka Struktura.

TE a TM mody.

Evanescentné maody.

Metody pripravy fotonickych Struktir.

Optické a optoelektronické prvky s fotonickou Strukttrou.
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Princip ¢innosti solarnych ¢lankov, rozhodujice optické vlastnosti materialov.
Parametre solarnych clankov, stratové mechanizmy, limity uc¢innosti.

Tri generacie solarnych ¢lankov, zakladni predstavitelia.

Klasifik4cia optickych vldknovych senzorov.

Senzory zalozené na moduldcii intenzity ziarenia, polarizacie Ziarenia, frekvencie (vlnovej
dlzky) Ziarenia, fazy Ziarenia.
Optické vldknové mriezky (Braggova mriezka, mriezka s dlhou peridodou).

Metody analyzy materidlov vyuzivajuce ziarenie (svetelna/optickd mikroskopia, infra¢ervena
spektroskopia,) techniky na zlepSenie kontrastu (diferencidlny interferen¢ny kontrast, fazovy
kontrast, polariza¢na mikroskopia).

Metody analyzy materidlov vyuzivajuce elektronovy zviazok (SEM a TEM).
Metody analyzy materidlov vyuzivajuce magnetické vlastnosti atdmov (NMR).
Kombinované metddy analyzy materialov (AFM, hmotnostna spektroskopia).
Holograficky zdznam.

Retardacné platnicky.

Interferencia polarizovaného svetla.

Svetlomety, svetlovody pre automotive, osvetlenie interiérov.

Princip laserov (spontanna, stimulovana emisia, absorpcia, inverzna populacia), Einsteinove
koeficienty.

Rezonator v laseroch a laserovy zvizok.

Lasery plynné, tuholéatkové, polovodi¢ové, kvapalinové lasery na baze farbiv, impulzné
lasery.

Vyuzitie laserov v technoldgiach a medicine.

Fotorezisty (chemické zloZenie, parametre, priprava).

Litografické technologie.

Leptacie techniky.
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